Oponentni posudek k bakaldrske praci

Nalezeni optimélni konfigurace vzorku pro presné méreni
elektrickych vlastnosti tenkovrstvych materiali na bazi smési ale
oxidovych nanoééstic
Autor: Petr Kucera

Predklddand price popisuje pfipravu vzorkl pro presné méfeni elektrické rezistivity tenkych
vrstev na dvou druzich substrati (kfemenné sklo a kfemik s povrchovou izolujici vrstvou oxidu).
Autor popisuje metodiku formatovan{ substrat a déle techniku naneseni kovovych elektrod na
rohy &tvercovych vzorkt. Ve vysledkové &isti je pak diskutovén vliv jednotlivych kombinaci
materidlil a pozice elektrod viiéi tenké vrstvé testovaciho oxidu médnatého a to i pro jednotlivé
substraty.

Price je psdna prehledné, ¢lendni napomahd orientaci, délka je pfiméfend tématu. Autor
srozumitelné a pfesné popisuje aplikované postupy. Diskuzi vysledki je vénovdn pfiméfeny
prostor a kladn& hodnotim pfehledné shrnuti vystupt experimentédlni préce, tedy metodické
doporudeni postupu pro daldi experimenty. Celkové hodnotim tuto bakaldiskou préici jako
nadprimeérnou.

V prci jsem nenalezl zdvazné nedostatky, pfikldddm sezam dil¢ich doporueni a nékolik
formélnich pfipominek. Za nedostatek bych mél pouze vecelku omezeny seznam referenci. Zvlasteé
pak obecny Gvod by bylo vhodné sestavit s pouZitim vice zdroji.

Dilét nalezené nedostatkll a doporucent

- rovnice 2.1 je pro typ n polovodi€e, nicméné to neni uvedeno

- obr. 2.1 neni citovan z origindlntho zdroje.

- str. 4, neni vhodné pouZito slovo ,kinetika“

- kapitola 2.6 a 2.7, bylo by vhodné pouZit tvary rovnic explicitné pro rezistivitu

- str. 23, tloustka vrstev je urena s presnosti mensi neZ jedno procento (resp. to lze tusit
ze zépisu) ale odchylka od priméru je pak uvadéna na tii platnd mista

- str. 24, naopak linedrni koeficienty mdlo se liicich pfimek jsou uvedeny jen na jedno
platné misto

- str. 25, neni jasny vyznam symbolu €

Formdlnd pripominky a doporuceni

Casto jsou chybn& pouZity slova typu fidici / ¥idicf. Chybné je pouZivana jednotka plochy (napf.
u substrétt 10 x 10 mm? nikoliv mm), str. 14 a déle. Popisky v grafech a tabulkdch jsou ve
formatu 3+E3, doporuduji v oficidlnich dokumentech pouZivat standardni zépis 3 x 10°. Také by
bylo mo#né vétSinu grafii zobrazit v mensi velikosti, nez je §itka textové oblasti stranky. Ctend¥
by tak mohl porovnavat data i mezi jednotlivymi vzorky, parametry a podobné. Takto jsou grafy
rozprostfeny na nékolik stran, a to ztéZuje orientaci. VySe zminéné se tyké hlavné grafd 5.6
a déle.



Dotazy do diskuze

- Jakym zptisobem jsou krdjeny kryci folie na pfesny rozmeér?

- Jakéd je hodnota (vietné statistické odchylky) samotné rezistivity pro jednotlivé tenké
vrstvy, tedy vSechny Si_oxpo_zzz a zvldst Glass_zzz? (Samoziejmé pii vyloudeni
vadnych vzorki.) Pokud se vrstvy na kfemiku a skle lisi, pro¢ a jak? Pro¢ a jak se
pfipadné 1isi jejich rezistivita?

- Jaké jsou vyhody a nevyhody pouzitych kovi pro kontakty, jaké kovy se pouzivaji pro
podobné tcely ve vyzkumu a jaké materidly se pouzivajl nap¥. na elektrody v pfenosné

elektronice?

Zévérem konstatuji, Ze cile prdce byly splnény. Bakaldfskou praci Petra KuCery doporuduji
k obhajobé a pfi tspésném zodpovézeni uvedenych dotazi navrhuji hodnoceni vyborné.
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